TRAITE DE 



PCT/FROO/01556 

OPERATION EN MATIERE ' BREVETS 



Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 

NOTIFICATION D'ELECTION 

(regie 61.2 du PCT) 


Destinataire: 

1.^0 iTi rn 1 ssio ne r 

US Department of Comnnerce 
United States Patent and Trademark 
Office, PCT 

2011 South Clark Place Room 
CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

en sa quatite d'office elu 


Date d'expedition (jour/mois/ann6e) 
14fevrier2001 (14.02.01) 




Demande Internationale no 
PCT/FROO/01556 


Reference du dossier du ddposant ou du man data ire 
B13265.3EW 


Date du depot international (jour/mo is/an nee) 
07 juin 2000 (07.06.00) 


Date de priorrte (jour/mois/annee) 
08 juin 1999 (08.06.99) 


Deposant 

PELTIE, Philippe etc 



1, L'office d6sign6 est avise de son election qui a ete faite: 

I X| dans la demande d*examen preliminaire international presentee a Tadministration chargee de I'examen preliminaire 
international le: 

15decembre2000 (15.12.00) 



I I dans une declaration visant una election ulterieure deposee aupres du Bureau international le: 



2. L'election | X| a ete faite 

I I n'a pas ete faite 

avant Texpiration d'un delai de 1 9 mois a compter de la date de priorite ou, lorsque la rdgle 32 s'applique, dans le d6lai vise 
a la regie 32.2b). 



Bureau international de I'OMPI 


Fonctionnaire autoris6 


34, chemin des Colombettes 


R. Forax 


1211 Geneve 20, Suisse 


no detelecopieur: (41-22) 740.14.35 


node telephone: (41-22)338.83.38 



Formulaire PCT/IB/331 (juillet 1992) 



FR0001558 



La demande d'examen preliminaire international doit etre presentee directement d I 'administration chargee de I'examen preliminaire 
international qui est competente ou, si plusieurs administrations sont competentes. d I 'une d 'entre elles, au choix du deposanl. Le deposant 
pent indiqiter le nom complet ou le code a deux lettres de cette administration au dessus de la ligne qui suit : 



IPEA/_ 




PCX 



CHAPITRE II 



DEMANDE D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

selon Tarticle 3 1 du Traite de coop^eration en matiere de brevets : 
Le soussigne requiert que ia demande intemationale specifiee ci-apres fasse Tobjet 
d'un examen preliminaire international conformement au Traite de cooperation en matiere de bre\'ets et 
fait election de tous les Etats eligibles sauf indication contraire. 



Reserve a radministration chargcc dc P examen preliminaire international 



Administration chargee de Tcxamcn preliminaire international Date dc reception de ia demande d'examen preliminaire international 



Cadre n*^ I IDENTIFICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE 


Reference du dossier du deposant ou du mandataire 

B 13265.3 EW 


Demande Internationale n" 

PCT/FROO/01556 


Date du depot international (jour/mois/annee) 

07juin 2000 (07.06.00) 


Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

08 juin 1999(08.06.99) 


Titre de Tinvcntion 

PLATE-FORME D' ANALYSE CHIMIQUE OU BIOLOGIQUE A MICROBALANCES, 
DISPOSITIF ET PROCEDE D'ANALYSE UTILISANT LA PLATE-FORME 


Cadre n" II DEPOSANT(S) 


Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom: pour une personne morale, designation officielle 
complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
31-33 rue de la Federation 
75752 PARIS 15eme 
FRANCE 


n* de telephone 

01 69 08 82 93 


n* de telecopieur 

01 69 08 82 92 


n* de teieimprimeur 


Nationalite (nom de I'Etat) : pp^ 


Domicile (nom de I'Etat) : 


Nom et adresse : (yom de famille suivi du prenom: pour une personne morale, designation officielle cmplele. L'adresse doil comprendre le code postal el le nom du pays.) 

PELTIE Philippe 
Vers Le Mont 

38760 SAINT PAUL DE VARCES 
FRANCE 


Nationalite (nom de I'Etat) :pj^ 


Domicile (nom de PEtat) : 


Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom: pour une personne morale, designation officielle complete. L'adresse doit comprendre h code postal et le nom du pays.) 

CAILLAT Patrice 
10, rue de Provence 
38130 ECHIROLLES 
FRANCE 


Nationalite (nom de TEtat) ;pj^ 


Domicile (nom dc I'Etat) : pj^ 


1 1 D'autres dcposants sont indiques sur une feuillc annexe. 



demande d 'examen preliminaire international 



2 


Dcmandc intcmationale n" 


Fcuillc n' 


PCT/FROO/01556 



Cadre n" III MANDATAIRE OU REPRESENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE 



La pcrsonnc indiquee ci-dcssous est j^j mandatairc [ | rcprcsentant commun 

ct |^/| a etc designee a unc date antcricure; cllc reprcsente aussi le ou Ics dcposants pour Pcxamcn prcliminairc international. 

j j est designee par la prescntc, toute designation antcricure de mandataires ou d*un rcprcsentant commun est dc cc fait rcvoquce. 

□ est designee par la presente, spccialcmcnt pour la procedure dcvant Tadministration chargcc de Pcxamen prcliminairc 
international, cn sus du ou des mandataires ou du rcprcsentant commun dcsigncs antcricurcmcnt. 



Nom ct adrcsse : (Nom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, desit 
complete. L adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays) 


nation ojficielle 


n* de telephone 

01 53 83 94 00 


E. WEBER 

c/o BREVATOME 

3, rue du Docteur Lancereaux 

75008 PARIS 

FRANCE 








n* de telecopieur 

01 45 63 83 33 




n* de teleimprimeur 



□ 



Adressse pour la correspondance : cochcr cettc case lorsquc aucun mandatairc ni rcprcsentant commun n*cst ou n'a etc 
dcsigne et que Tespacc ci-dcssus est utilise pour indiqucr une adrcsse spcciale a laquclle la correspondance doit etre envoyec. 



Cadre n" IV BASE DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Declaration concernant les modiflcations : * 

1. Le deposant souhaite que Texamen prcliminairc international conunence sur la base suivante : 
I I la demandc intcmationale telle qu'elle a etc deposce initialcmcnt 
la description [ | telle qu'cllc a etc deposce initialcmcnt 

telle qu'cllc a etc modifiee en vertu de Tajlicle 34 



les rcvcndications 



les dessins 



□ 

□ 
□ 

□ 

I I tels qu'ils ont etc deposes initialcmcnt 

I I tcis qu'ils ont etc modifies en vcrtu dc Particle 34 



tcllcs qu'elles ont etc deposees initialcmcnt 

telles qu'clles ont etc modifiees cn vertu de Particle 19 (avcc, le cas echcant, la declaration jointc aux 
modifications) 

tcllcs qu'clles ont etc modifiees en vcrtu dc Particle 34 



2. [ I Le deposant souhaite que les modifications apportccs aux rcvcndications cn vertu dc Particle 19 soicnt considerces comme 

ccartecs. 

3. I I Le deposant souhaite que le commencement de Pcxamen preliminaire international soit differe jusqu'a Pcxpiration d'un delai 
— de 20 mois a compter de la date de priorite, a moins que P administration chargcc dc Pexamen prcliminairc international nc 

retpoive une copic des modifications cffectuees cn vertu de Particle 19 ou une declaration du deposant, aux termes dc laquclle 
cclui-ci ne souhaite pas eflcctucr dc modifications cn vertu dc Particle 19 (regie 69. 1. d)). (Ne pas cocher cette case 
lorsqtie le delai vise a I 'article 19 a expire.) 
♦ Lorsquc aucunc case n'est cochce, Pexamen preliminaire international commcncera sur la base de la dcmandc intcmationale telle 
qu'elie a etc deposce initialcmcnt ou, si Padministration chargcc de Pexamen prcliminairc international regoit copic des 
modifications apportccs aux rcvcndications cn vcrtu dc Particle 19 ou des modifications apportees a la demande intcmationale en 
vcrtu de Particle 34 avant d'avoir commence a rediger une opinion ccritc ou le rapport d'examen preliminaire international, sur la 
base de la demande intcmationale ainsi modifiee, 



Langue : Pexamen preliminaire international sera effectue en FraTlQais , qui est 

[i/] la langue dans laquclle la demande intcmationale a etc deposce. 

I I la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche intcmationale. 

I I la langue dc publication dc la demande intcmationale. 

[ I la langue dc la'traduction (qui va etrc) remise aux fins de Pcxamen prcliminairc international. 



Cadre n» V ELECTION D' ETATS 



Le deposant elit tous les Etats eligibles (c 'est-a-dire tons les Etats qui ont ete designes et qui sont lies par le chapitre II du PCT) 
a Pcxciusion des Etats ci-aprcs que le deposant souhaite ne pas elire : 



FormulairePCT/lPEA/401 (dcuxieme fcuillc) (juillet 1998; rcimprcssion Janvier 2000) loir les notes relatives au formulaire de 

demande d'examen preliminaire international 



Fcuillc n" 



Dcmandc intcrnationatc n" 

PCT/FROO/01556 



Cadre VI BORDEREAU 


Aux fins de Pcxamcn prcliminairc international, Ics elements suivants, ctablis dans la 
languc indiqucc au cadre n° IV, sont joints a la prcsentc dcniandc d'cxamen : 


Reserve a Padministration chargce 
de Pcxamcn prcliminairc international 

iCyU nun rcyu 


1 . traduction de la dcmandc intemationale 


feuilles 


□ □ 


2. modifications scion Tarticlc 34 


fcuiiles 


□ □ 


3. copie (ou, si cllc est cxigec, traduction) dcs 
modifications scion Particle 19 


feuilles 


□ □ 


4. copie (ou, si cllc est exigec, traduction) de 
la declaration selon Particle 19 


feuilles 


□ □ 


5. Icttrc 


feuilles 


□ □ 


6. autrcs pieces (preciser) 


feuilles 


□ □ 


Lc ou Ics elements coches ci-apres sont aussi joints a la demande d*examen prcliminairc international : 


1 . , [»/| feuillc de calcul des taxes 


4. I 1 explication de Pabscncc d*unc signature 


2. 1 1 pouvoir distinct signe 

3. I 1 copie du pouvoir general; 

— numero de reference, le cas ccheant : 


5. 1 1 listagc dcs sequences de nucleotides ou d'acides 
amines sous forme dcchiffrablc par ordinateur 

6. [ I autrcs elements (^recijerj : 


Cadre n" VII SIGNATURE DU DEPOSANT, DU MANDATAIRE OU DU REPRESENTANT COMMUN 


A cote de chaque signature, indiquer le nom du signataire et, si 
preliminaire international, a quel titre I'interesse signe. 


cela n 'apparali pas clairement a la lecture de la demande d'examen 


E. WEBER 







Reserve a Padministration chargce dc Pcxamcn prcliminairc international 



1 . Date effective dc reception dc la DEMANDE 

D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL : 



2. Date modifiec de reception de la demande d*cxamen 
prcliminairc international, en cas dc CORRECTIONS 
apportecs cn vertu de la regie 60.1 .b) : 



^ I — I La dcmandc d'examen prcliminairc international a etc rc9ue PLUS DE 19 I | Lc dcposant a etc informc 

^- I I mois aprcs la date de prioritc ct ics points 4 et 5 ne sont pas applicablcs. I — 1 en consequence. 



^ I I La demande d'examen prcliminairc international a etc rc9uc dans lc dclai dc 19 mois a compter dc la date de prioritc, prorogc 



□ 



cn vertu dc la regie 80.5. 



□ Bien que la demande d'examen prcliminairc international ait etc re9ue plus de 19 mois apres la date de prioritc, lc retard 
a Parrivec est EXCUSE en vertu de la regie 82. 



Reserve au Bureau international 



Dcmandc d 'cxamen prcliminairc international re^ue dc Padministration 
chargce de Pcxamcn preliminaire international le : 



Formulairc PCT/IPEA/401 (dernicrc fcuillc) (juillct 1998; reimprcssion janvicr 2000) ^oir les notes relatives au formulaire de 

demande d examen prehmmaire international 



I 



PCX 



CHAPITRE II 



Demands -PCT/FROO/01556 

intcrnationale n** 



FEUTLLE DE CALCUL DES TAXES 
Annexe de la demande d'examen preliminaire international 

Reserve a radministration chargee de I'examen preliminaire inlemaiional 



Reference du dossier du — - to TTW 
dcposant ou du mandatairc ^ LdJ.OD.d JiW 



Timbre a date de I 'administration chargee de I'examen preliminaire international 



Dcposant 

Commissariat a TEnergie Atomique - PELTIE Philippe - CAILLAT 
Patrice 



Calcul des taxes prescrites ' 

1. Taxc d'cxamcn preliminaire 

2. Taxe de traitcmcnt (Les deposants de certains Etats 
ont droit a tine reduction de 75% de la taxe de 
traitemenL Lorsque le deposant a(ou tous les deposants 
ont) droit a cette reduction, le montant devant figurer 
sous H est egal a 25% de la taxe de traitemenL) 

3. Total des taxes prescrites 

Additionncr les montants portes dans les cadres P ct H 
et inscrirc le rcsultat dans le cadre TOTAL 



1 533 Euros 



148 Euros 



H 



1 681 Euros 



TOTAL 



Mode de paiement 



0 


autorisation de debiter un compte de 
depot aupres de radministratipn 
chargee ac Pcxamen preliminaire 
international (voir plus bas) 


□ 
□ 


cspeces 

timbres fiscaux 


□ 


cheque 


□ 


coupons 


□ 


mandat postal 


□ 


autre (preciser): 


□ 


traite bancaire 







Autorisation concernant un compte de depot (les administrations chargees de I 'examen preliminaire international nepermettent pas 

toutes I 'utilisation de ce mode de paiement) 

L' administration chargee de Tcxamen 

preliminaire international/ " est autorisee a debiter mon compte de depot du total des taxes indiquc ci-dcssus. 

□ (cette case ne pent etre cochee que si les conditions relatives aux comptes de depot etabhes 
par I 'administration chargee de I'examen preliminaire international le permettent) 
est autorisee a debiter mon compte de depot de tout jfnontant man quant - ou a Ic 
crediter de tout cxcedcnt - dans le paiement du tot^ des taxes indiquc ci-dcssus. 



2804.0035 



1 1 decembre 2000 



Numcro du compte dc depot 



Date (jour/mois/annee) 




Signature 



Formulairc PCT/IPEA/401 (Annexe) (juillet 1998; reimpression Janvier 2000) 



Voir les notes relatives a la feuille de calcul des taxes 



TRAITE DE O ERATION EN MATIERE DE BR TS 

PCT 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
(article 1 8 et regies 43 et 44 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 

B13265.3EW 


POUR SUITE notification de transmission du rapport de recherche internationale 
(formuiaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, fe point 5 ci-apres 

A DONNER 


Demande internationale n° 

PCT/FR 00/01556 


Date du depot internationalfyoL/r/mo/s/annee^ 

07/06/2000 


(Date de priorrte (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

08/06/1999 


Deposant 

COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE 



Le present rapport de recherche internationale, etabli par 1' ad ministration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a Tarticle 1 8. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles. 

Pn II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite. 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur ta base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point. 



□ 



la recherche internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a Tadministration 



b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acldes amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant) 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 
I I contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 
remis ulterieurement a Tadministration, sous forme ecrite. 
remis utterieurement a Tadministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ufterieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

II a ete estlme que certalnes revendlcatlons ne pouvalent pas faire Tobjet d'une recherche (voir le cadre I). 
M y a absence d'untte de rinventlon (voir le cadre II). 



4. En ce qui concerne le titre, 

[X] le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant. 

I [ Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 



5. En ce qui concerne I'abrege, 

pyj le texte est approuve tel qu i! a ete remis par le deposant 

□ le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations a I'administration dans un delai d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport 
de recherche internationale. 

6. La figure des desslns a publier avec I'abrege est la Figure n° \ 



nn suggeree par le deposant. Q Aucune des. figures 

□ , . . ^ , ' ' ^ f n est a publier. 

parce que le deposant n a pas suggere de figure. 

I I parce que cette figure caracterise mieux I'invention. 



Formuiaire PCT/ISA/21 0 (premiere feuille) (juillet 1998) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Dem^l^ Internationale No 



00/01556 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA OEMANDE 

CIB 7 G01N5/02 G01G3/12 G01N33/487 B01L3/00 



Selon la classification intemationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de classement) 

CIB 7 GOIN GOIG BOIL C12Q 



Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents rel event des domaines sur lesquels a porte la recherche 



Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche intemationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal, WPI Data, PAJ 



C. DOCUMEm-S CONSIDERES COMME PERTINErfTS 



Categorie * Identification des documents cites, avec, le cas echeant, {'indication des passages pertinents 



no. des revendications visees 



us 5 719 324 A (WACHTER ERIC A ET AL) 

17 fevrier 1998 (1998-02-17) 

abrege; figures 1,2,5 

colonne 4, ligne 5 -colonne 5, ligne 14 

colonne 7, ligne 65 -colonne 8, ligne 45 

WO 98 50773 A (UNIV MINNESOTA) 
12 novembre 1998 (1998-11-12) 
abrege; figures 1-11 
page 5, ligne 4 -page 7, ligne 10 
page 7, ligne 31 -page 8, ligne 14 
page 10, ligne 6 -page 10, ligne 19 



EP 0 072 744 A (BENDIX CORP) 
23 fevrier 1983 (1983-02-23) 
abrege; figures 1-7 
page 1, ligne 24 -page 2, ligne 



1-15 



1-15 



1-7,9 



24 

-/-- 



I )( j Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents 



El 



Les documents de families de brevets sent indiques en annexe 



* Categories speciales de documents cites: 

"A" document definissant I'etat general de la technique, non 
considere comme particulierement pertinent 

"E" document anterieur, mais pubiie a la date de depot international 
ou apres cette date 

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de 
priorite ou cit6 pour detemniner la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 

"0" document se referant a une divulgation orale. a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

"P" document publie avant la date de depot international, mais 
posterieurement a la date de priorite revendiquee 



"T" document ulterieur publie apres la date de depot international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mats cite pour comprendre le principe 
ou la theorie constituant la base de I'invention 

"X" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document considere isolement 

"Y" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee 

ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive 
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinalson etant evidente 
pour une personne du metier 

"&" document qui fait partie de la meme famille de brevets 



Date a laquelle la recherche intemationale a ete effectivement achev^e 



24 juillet 2000 



Date d'expedition du present rapport de recherche intemationale 



28/07/2000 



Nom et adresse postale de I'administration chargee de la recherche intemationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (-K31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (4-31-70) 340-3016 



Fonctionnaire autorise 



Runser, C 



Formulaire PCT/tSA/2T0 (deuxieme feuille) (juiJIet 1992) 



RAPPORT DE RECHERCfJHE INTERNATIONALE 



lERJKh 

4 



^9 



Internationale No 

R 00/01556 



C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Cat^gorle ' Identification des documents citds, avecje cas dch^ant, I'lndlcationdes passages pertinents 



no. des revendications visees 



EP 0 511 662 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO 
LTD) 4 novembre 1992 (1992-11-04) 
abrege; figure 1 

page 6, ligne 1 -page 6, ligne 21 

WO 94 18697 A (CORNELL RES FOUNDATION INC) 
18 aoQt 1994 (1994-08-18) 
abrege; figure 13 

page 50, ligne 3 -page 50, ligne 10 



10-13 



1,7,14, 
15 



Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la deuxifeme fouille) (juillet 1992) 



4 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

lnfon|^|^>n patent family members 



Inten 



enMi^nal Application No 

i^Pl^ 00/01556 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



US 5719324 



17-02-1998 



NONE 



WO 9850773 A 12-11-1998 NONE 



EP 0072744 A 23-02-1983 CA 1180914 A 15-01-1985 

DE 3269822 D 17-04-1986 
JP 58039929 A 08-03-1983 



EP 0511662 A 04-11-1992 



JP 


2561396 


B 


04- 


-12- 


■1996 


JP 


4330281 


A 


18- 


-11- 


1992 


DE 


69212062 


D 


14- 


-08- 


■1996 


DE 


69212062 


T 


28- 


-11- 


■1996 


JP 


2653597 


B 


17- 


-09- 


■1997 


JP 


5093623 


A 


16- 


-04- 


■1993 


US 


5730940 


A 


24- 


-03- 


1998 


US 


5363697 


A 


15- 


-11- 


1994 



WO 9418697 


A 


18-08-1994 


EP 


0683921 


A 


29-11-1995 








JP 


8506857 


T 


23-07-1996 








US 


6051866 


A 


18-04-2000 








US 


5847454 


A 


08-12-1998 








US 


5719073 


A 


17-02-1998 








US 


5846849 


A 


08-12-1998 



Form PCT/ISA;210 (patent family annex) (July 1992) 



0 ^ 



PATENT COOPERATION TREATY 



O -7- 



PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPO^ 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
B13265.3EW 


J7r\jy riTu-roro Ai-ririM SeeNotificationofTransmittaloflntenjational Preliminar>' 
FOR FURl HLR ACTION Examination Report (Form PCT/IPE^4 1 6)\ ^ 


International application No. 

PCT/FR00/0I556 


International filing date (day/month/year) 
07 June 2000 (07.06.00) 


Priorit>' date (day/montfi^ar) 

08 June 1999 (0^.06.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
COIN 5/02 


Applicant 

COMMISSARIAT A UENERGIE ATOMIQUE 



This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



I I This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
' — ' amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 



70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 
These annexes consist of a total of sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement ^ 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


11 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 




Date of submission of the demand 

1 5 December 2000 (15.12.00) 


Date of completion of this report 

12 July 2001 (12.07.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPE A/409 (cover sheet) (July 1998) 



International application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT PCT/FROO/01 556 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
I [ the international application as originally filed 

the description: 

pages 1-23 

pages 

pages 



, as originally filed 



filed with the demand 



filed with the letter of 



^ the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



M5 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 1 9 

, filed with the demand 



filed with the letter of 



^ the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/3-3/3 



, as originally filed 
, filed with the demand 



filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 
pages 



, as originally filed 



, filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or flimished to this Authority in the following language which is: 

□ 

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



been furnished. 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some oO the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as *' originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 16 
and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-15 



1-15 



1-15 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 

Dl: US-A-5 719 324 (WACHTER ERIC A ET AL) , 17 
February 1998 (1998-02-17) 

D2: WO-A-98 50773 (UNIV MINNESOTA) 12 November 1998 
(1998-11-12) 

D3: EP-A-0 072 744 (BENDIX CORP) 23 February 1983 
(1983-02-23) 

D4: WO-A-94 18697 (CORNELL RES FOUNDATION INC) 18 
August 1994 (1994-08-18) 



Closest prior art: 

Documents Dl, D2 and D3 disclose chemical or 
biological analysis platforms comprising one or more 
movable supports attached to a flexible beam. 

Invention : 



3. 



The platform according to Claim 1 of the application 
differs from that known from documents Dl, D2 and D3 
in that the flexible beam is "bent". This enhances 
the sensitivity of the analysis device, which 
sensitivity varies with the length/cross-section 
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ratio of said beam. 



4. Documents Dl, D2 and D3 do not contain any 

indication leading a person skilled in the art to 

provide the straight beam described in said 
documents with a bent shape. 



As for document D4, although it discloses a method 
for producing a helical beam (see Figure 13) , there 
is no suggestion therein leading a person skilled in 
the art to use such a beam in one of the devices of 
Dl, D2 or D3, in particular as the two ends of said 
beam are attached to a stationary support. 



5. Consequently, the subject matter of Claim \, as well 
as that of Claims 2-15, is considered to be novel 
and inventive over the available prior art. The 
present application therefore meets the requirements 
of PCT Article 33(2) and (3). 
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TRAITE liJboOPERATION EN MATIeNI^E BREVETS 



Exp6diteur : le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 

NOTIFICATION RELATIVE 
A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION 
DU DOCUMENT DE PRIORITE 

(instruction administrative 411 du PCT) 


Destinataire: 

WEBER, Etienne 
Brevatome 

3, rue du Oocteur Lancereaux 
F-75008 Paris 

I / r alio 

FRANCE 


Dste d'expedition (jour/mois/snnee) 

lOaout 2000(10.08.00) 




Reference du dossier du depossnt ou du mandatstre 
B13265.3EW 


NOTIFICATION IMPORTANTE 


Demande internationale no 
PCT/FROO/01556 


Date du d6pdt international (iour/mois/ann6e) 
07 juin 2000 (07.06.00) 


Date de publication internationale (jour/mois/annee) 

Pas encore publiee 


Date de.priorit6 (jour/mois/ann6e) 
08 juin 1999(08.06.99) 


Deposant 

COMMISSARIAT A UENERGIE ATOMIQUE etc 



1. La date de reception {sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des 
documents de priorite correspondant a la ou aux demandes enumerees ci-apres est notifiee au deposant Sauf indication 
contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, 
le document de priorite en question a ete present^ ou transmis au Bureau international d'une maniere conforme d ta 
regie 17.1. a) ou b). 

2. Ce formulaire met a jour et rempiace toute notification relative a la presentation ou a la transmission du document de priority 
qui a et6 envoyee precedemment 

3. Un asterisque(*) figurant a cote d'une date de reception dans la colonne de droite signale un document de priorite present^ 
ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la regie 17.1. a) ou b). Dans ce cas, I'attention du 
deposant est appelee sur la regie 1 7.1 .c) qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la 
revendication de priorite avant d'avoir donne au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un detai 
raisonnable en Tespece. 

4. Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite que le Bureau international n'a pas 
regu ou que le deposant n'a pas demande a I'office recepteur de preparer et de transmettre au Bureau International, 
conform6ment a la regie 17.1. a) ou b), respectivement Dans ce cas, Vattention du deposant est appelee sur la regie 17.1.c) 
qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de priorite avant d'avoir donn6 
au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en I'espece. 

Date de priorite Demande de priorite n' Pavs. office regional ou Dgte de r^cfiption du 

office recepteur selon le PCT ^ippument de pnpritfi 

08 juin 1999 (08.06.99) 99/07201 FR U juil 2000 (14.07.00) 



Bureau international de TOMPI 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneve 20, Suisse 



no de telecopieur (41-22) 740.14.35 



Fonctionnaire autorise: 

Fiona DOHERTY 

no de telephone (41-22) 338.83.38 



Formulaire PCT/lB/304 Quillet 1998) 



003459192 
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REQUETE PCX 

Original (pourPRESENTATtON) - imprim6 le 07.06.2000 01:17:10 PM 



0 


Reserve «i I'office recepteur 




0-1 


Demande intemationale No. 




0-2 


Date du depot international 




0-3 


Nom de Toffice recepteur et "Demande 






intemationale PCT' 






0-4 


Formulaire - PCT/RO/101 Requete 










0-4-1 


Prepare avec 


PCT-EASY Version 2 . 90 






(mis a jour 15.12.1999) 


0-5 


Petition 






Le soussigne requiert que la pr6sente 






demande intemationale soit traitee 






conformement au Tratte de cooperation 






en mati^re de brevets 




0-6 


Office recepteur (chotsi par te 


Institut national de la propriete 




deposant) 


industrielle (France) (RO/FR) 


0-7 


Reference du dossier du deposant ou 


B13265.3EW 




UU IllailUdLairc 




1 


Tit re de I'invention 


PLATE-FORME D' ANALYSE CHIMIQUE OU 






BIOLOGIQUE A MICROBAIANCES, DISPOSITIF 






ET PROCEDE D» ANALYSE UTILISANT LA 






PLATE -FORME 


II 


Deposant 






Cette person ne est : 


Deposant seulement 


n-2 


Deposant pour 


Tous les Etats designes sauf US 


11-4 


Nom 


COMMISSARIAT A L * ENERGIE ATOMIQUE 


11-5 


Adresse: 


31-33, rue de la Federation 






F-75752 PARIS 15eme 






France 


11-6 


Nationality (nom de I'Etat) 


FR 


II-7 


Residence (nom de I'Etat) 


FR 


il-8 


No. de telephone 


01 69 08 82 93 


11-9 


No de telecopieur: 


01 69 08 82 92 


III-1 


Deposant et/ou inventeur 




111-1-1 


Cette personne est : 


Deposant et inventeur 


III-1-2 


Deposant pour 


US seulement 


III-1-4 


Nom (NOM DE FAMILLE, Prenom) 


PELTIE, Philippe 


III-1-5 


Adresse: 


Vers Le Mont 






F- 3 87 60 SAINT PAUL DE VARCES 






France 


111-1-6 


Nationatite (nom de I'Etat) 


FR 


111-1-7 


Residence (nom de I'Etat) 


FR 

j_ —} ■ 



REQUETE PCT 
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Original (pourPRESENTATION) - imprime ie 07.06.2000 01:17:10 PM 



B13265.3EW 



111-2 

ni-2-1 
m-2-2 

III-2-4 
iIl-2-5 



II 1-2-6 
ltl-2-7 



Deposant et/ou inventeur 
Cette personne est : 

Deposant pour 

Norn (NOM DE FAMILLE. Prenom) 
Adresse: 



Nationalite (nom de TEtat) 
Residence (nonn de I'Etat) 



Deposant et inventeur 
US seulement 
CAILLAT , Patrice 
10, rue de Provence 
F-38130 ECHIROLIiES 
France 
FR 
FR 



IV-1 



IV-1-1 
!V-1-2 



IV-1 -3 
tV-1-4 
IV-1 -5 



Mandataire ; Representant connmun 
ou adresse pour la correspondance. 

La personne nommee ci-dessous est/a 
ete designee pour agir au nom du ou 
des deposants aupres des autorites 
ihternationales comp6tentes, comme 
Nom (NOM DE FAMILLE, Pr6nom) 

Adresse: 



No. de telephone 
No de telecopieur: 



Courrier electronique: 



mandataire 



WEBER , E t i enne 
c/o BREVATOME 

3, rue du Docteur Lancereaux 

F-75008 PARIS 

France 

01 53 83 94 00 
01 45 63 83 33 

spibrev@easynet . f r 



V 

v-1 



Designation d'Etats 



Brevet regional 
(d'autres formes de protection ou de 
traitement, Ie cas 6cheant, sont 
specifiees entre parentheses pour les 
Etats designes concernes) 



EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR 
IE IT LU MC NL PT SE et tout autre Etat 
qui est un Etat contractant de la 
Convention sur le brevet europeen et du 
PCT „ 



V-2 



Brevet national 

(d'autres formes de protection ou de 
traitement, le cas echeant, sont 
specifiees entre parentheses pour les 
Etats designes concernes) 



JP US 



V-5 



V-6 



Declaration concernant les 
designations de precaution 
Outre les designations faites sous les 
rubriques V-1 . V-2 et V-3. le deposant 
fait aussi, conformement a la regie 
4.9.b), toutes les designations qui 
seraient autorisees en vertu du PCT, a 
rexception de toute designation(s) 
indiquee(s) dans la rubrique V-6 
ci-dessous. Le deposant declare que ces 
designations additionnelles sont faites 
sous reserve de confirmation et que 
toute designation qui n'est pas 
confirmee avant I'expiration d'un detai de 
15 mois a compter de la date de priorite 
sera consideree comme retiree par le 
deposant a Texpiration de ce delai. 



Exclusion(s) des designations de 
precaution 



NEANT 
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VM 


Revendication de priorite d'une 
demande nationale anterieure 
Date Qu oepot 


08 juin 1999 (08.06.1999) 


VI-1 -£. 


Numero 


99 07201 




\/I 1 *^ 
V 1- i -0 


Pays 


FR 




Vll-1 


Administration chargee de la 
TGCherchc Internationale choisie 


Office europeen des brevets (OEB) 
(ISA/EP) 


vn-2 

VII.2-1 


Demande d'utilisation des resultats 
d'une recherche anterieure; mention 
de cette recherche 
Date 


08 fevrier 2000 (08.02.2000) 


VI 1-2-2 


Numero 


FA 577348 




VI 1-2-3 


Pays (ou office regional) 


EP 




VIII 


Bordereau 


Nombre de feuilles 


Dossier(s) electronique(s) joint(s) 


vni-1 


Requete 


4 




VIII-2 


Description 


23 




VllI-3 


Revendications 


4 




VIII-4 


Abrege 


1 


abr-bl32 65ew. txt 


VIII-5 


Dessins 


3 




vm-7 


TOTAL 


35 




Elements joints 


Document(s) papier joint(s) 


Dossier{s) electronique(s) ioint(s) 


Vltl-8 


Feuille de calcut des taxes 






Vlil-10 


Copie du pouvoir general 


reference n** PG 
07085 




VII1.12 


Document(s) de priorite 


Element (s) VI-1 




V1IM6 


Disquette PCT-EASY 




disquette 


VIll-17 


Autre (precise r) : 


Liste des 

mandataires 

Brevatome 




VIII-^8 


Figure des dessins qui doit 
accompagner t'abrege 


1 


VIII-19 


Langue de depot de la demande 
Internationale 


fran^ais 


IX-1 


Signature du deposant ou du 
mandataire 






lX-1-1 


Norn (NOM DE FAMILLE, Prenom) 


WEBER; Etienne 





RESERVE A L'OFFICE RECEPTEUR 



10-1 


Date effective de reception des 
pieces supposees constttuer la 
demande Internationale 




10-2 


Dessins: 




10-2-1 


Re?us 




10-2-2 


non re^us 





I 
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10-3 


Date effective de reception, rectifiee 
en raison de la reception utterieure, 
mais dans les delats, de documents 
ou de dessins completant ce qui est 
suppose constituer la demande 
Internationale: 




10-4 


Date de reception, dans les deiais, 
des corrections demandees selon 
Particle 11.2) du PCT 




10-5 


Administration chargee de la 
recherche Internationale 


ISA/EP 


10-6 


Transmission de la copie de 
recherche differee Jusqu'au paiement 
de la taxe de recherche 




RESERVE AU BUREAU INTERNATIONAL 


11-1 


Date de reception de t'exemplaire 
original par le Bureau international 
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(Cette feuille ne fait pas partie de la demande intemationale ni ne compte comme une feuille de celle-cl) 



0 


Reserve d roffice recepteur 




0-1 


Demande intemationale No. 




0-2 


Timbre d date de I'offtce recepteur 





0-4 
0-4-1 


Formulaire - PCT/RO/101 (Annexe) 
Feuille de calcul des taxes PCT 
Prepare avec 


PCT-EASY Version 2 , 90 
(mis a jour 15.12.1999) 


0-9 


Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 


B13265.3EW 


2 


Deposant 


COMMISSARIAT A L » ENERGIE ATOMIQUE , et 
al. 


12 

12-1 
12-2 
12-3 

12-4 
12-5 
12-6 
12-7 
12-8 

12-9 

12-10 

12-11 

12-12 
12-13 


Calcul des taxes prescrites 


Montant total des 
taxes/multipltcateur 


Montant total (FRF) 




Taxe de transmission T 




400 




Taxe de recherche S 




6 198.79 




Taxe Intemationale 

(30 premieres feiiilles) b1 


2 682.86 




Feuilles suivantes 


5 


Montant additionnel (X) 


59.04 


Montant total additionnel b2 


295.2 


b1 + b2 = B 


2 978.06 


Taxes de designation 
Nombre de designations indiquees 
dans la demande Internationale 


3 


Number of designation fees 
payable (maximum 8) 


3 


Montant de la taxe de (X) 
designation 


577.24 


Montant total des taxes de D 
designation 


1 731,72 


Reduction de taxe PCT-EASY R 


-826.51 


Montant total de la taxe 1 
intemationale (B+D-R) 




3 883.27 




12-17 


TOTAL DES TAXES DUES (T+S+l+P) 


'=^> 


10 482.06 




12-19 


Mode de palement 


autorisation de debiter un compte de 
depot 


12-20 


Instructions concernant le compte de 
depot 

L'office recepteur: 


Institut national de la propriete 
industrielle (France) (RO/FR) 


12-20-1 


est autorise a debiter mon compte de 
depot du total des taxes indiqu6 
ci-dessus 
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12-20-2 



est autorise a debiter mon compte de 
depftt de tout montant manquant, ou a le 
crediter de tout exc6dent, dans le 
paiement du total des taxes indique 
ci-dessus 



12-21 



Compte de dep6t No. 



024 



12-22 



Date 



07 juin 2000 (07.06.2000) 



12-23 



Nom et signature 



JOUSSOT Davi^ 




MESSAGES DE VALIDATION ET REMARQUES 



13-2-1 



Messages de validation 
Requete 



Vert? 

Le titre de 1 ' invention doit etre t>ref 
et precis. Priere de verifier, 



13-2-2 



Messages de validation 
Etats 



13-2-8 



Messages de validation 
Paiement 



Vert? 

II est possible d'effectuer davantage de 
designations. Les Etats suivants n'ont 

pas ete designes : AP : ( GH, GM, KE , LS , 

MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW) ; EA: ( AM, 

AZ, BY, KG, KZ, MD , RU, TJ, TM) ; OA: { 

BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, 

MR, NE, SN, TD, TG) ; AE , AL, AM, AT, AU, 

AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH , LI, CN, 

CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES , FI , GB, 

GD, GE, GH, Od, HR, HU, ID, IL, IN, IS, 

KE, KG, KP, KR, KZ , LC , LK, LR, LS , LT, 

LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, 

NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE , SG, SI, SK, 

SL, TJ, TM, TR, TT, TZ , UA, UG, UZ , VN, 

YU, ZA, ZW, Priere de verifier, 



Vert? 

Priere de verifier que vous avez bien un 
compte de depot aupres de 1 * of f ice 
recepteur . ^ ^ 



TRAITE D^DOPERATION EN MATIER^^ BREVETS 



wo 00/75626 
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Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 



AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA 
COMMUNICATION DE LA DEMANDE 
INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES 

(regie 47.1. c), premiere phrase, du PCT) 



Date d'exp6dition Gour/mois/ann6e) 
14 decembre 2000 (14.12.00) 



Destinataire: 

WEBER. Etiehne 
Brevatome 

3, rue du Docteur Lancereaux 
F-75008 Paris 
FRANCE 



BREVATOME 



2 1 DEC. 2000 



3, rue du Doct eur Lance 
TbUUH PAP 



Reference du dossier du deposant ou du mandatatre 
B13265.3EW 



AVIS IMPORTANT 



Demande intemateonale no 
PCT/FROO/01 558 


Date du depot international Gour/mois/annee) 
07 juin 2000 (07.06.00) 


Date de priorite Qour/mois/annee) 
08 juin 1999 (08.06.99) 


Deposant 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE etc 



1. II est notifiS par la pr6sente qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'expeditlon de cet av\s, le Bureau international a 
communique, comme le pr6voit I'article 20, la demande internationale aux offices designes suivants: 

US 

Conformement a la regie 47.1.c), troisieme phrase, ces offices acceptent le present avis comme preuve d^terminante 
du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu d la date d'expedition indiquee plus haut, et le 
deposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale a I'office ou aux offices d^signds. 

2. Les offices designes suivants ont renonc6 a I'exigence selon laquelle cette communication doit etre effectude a cette date: 

EP,JP 

La communication sera effectuee seuiement sur demande de ces offices. De plus, le deposant n'est pas tenu de remettre 
de copie de la demande internationale aux offices en question (regie 49.1)a-bis)). 

3. Le present avis est accompagn^ d'une copie de la demande internationale publiee par le Bureau international le 
14 decembre 2000 (14.12.00) sous le numero WO 00/75626 

RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31 .2)a) et regie 54.2) 

Si le deposant souhaite reporter I'ouverture de la phase nationale jusqu'S 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains 
offices) a compter de la date de priorite, la demande d'examen preliminaire international doit etre presentee a 
I'administration competente charg^e de t'examen preliminaire international avant I'expiration d'un delai de 19 mois d 
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PLATE-FORME D' ANALYSE CHIMIQUE OU BIOLOGIQUE A 
KICROBALANCES, DISPOSITIF ET PROCEDE D* ANALYSE 
UTILISANT LA PLATE - FORME . 

5 Domaine technique 

La presente invention concerne une plate- forme 
d' analyse chimique ou biologique. 

De telles plates-formes sont generalement 
designees par puces de detection ou biopuces, selon le 
10 domaine d * application . 

Elle comportent une pluralite de sites, par 
exemple sous la forme de microcuvettes • Sur les sites 
sont places des reactifs, identigues ou differents pour 
chaque site, qui sont susceptibles de reagir 
15 selectivement avec une ou plusieurs composants d'un 
milieu a analyser ou analyte. 

Dans le present expose, les termes reactif et 
reaction sont compris dans un sens tres large englobant 
a la fois les reactions chimiques au sens usuel du 
20 terme et les phenomenes de complexation, ou 
d* hybridation qui concernent plus specif iquement le 
materiel biologique, tel que par exemple les brins 
d'ADN. 

L' invention concerne egalement un precede et un 
25 dispositif d' analyse permettant la lecture des sites de 
la plate-forme d' analyse. 

La lecture peut etre la simple determination 
pour chaque site, si une reaction a eu lieu ou non. 
Elle peut aussi comporter une quantification des 
30 reactions qui ont eu lieu. 
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L' invention trouve des applications dans les 
domaines de 1' analyse chimique ou biologique, at en 
particulier pour le sequengage de I'ADN. 

5 Etat de la technique anterieure 

Un exemple particulier d* analyse qu'il est 
possible d'effectuer au moyen de plates-formes 
d' analyse est, comme indique ci-dessus le sequengage de 
I'ADN. 

10 Les plates-formes d* analyse, ou biopuces, 

comportent un grand nombre de sites sur lesquels sont 
initialement greffes des brins d'ADN appeles sondes. 
Une sonde differente est greffee sur chaque site et 
constitue le "reactif", 

15 Lorsqu'une telle plate-forme est mise en 

contact avec un milieu a analyser contenant egalement 
des brins d'ADN, une hybridation peut avoir lieu entre 
les brins presents dans le milieu et les sondes qui 
leur sont apparies. Une hybridation selective a done 

20 lieu. 

Apres cette operation, I'examen des sites 
permet de determiner ceux qui ont reagi, c'est-a-dire 
ceux dont les sondes ont fait I'objet d'une hybridation 
et de connaitre ainsi la composition du milieu analyse 
25 ou tout au moins certains constituants du milieu 
analyse. 

On connait differentes techniques permettant 
d' identifier les sites qui ont reagi. 
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Une premiere technique cons is te a detecter la 
fluorescence d'un marqueur accroche a 1 ' echantillon 
d'ADN analyser. 

Une autre technique consiste a detecter des 
5 charges electriques port^es par le squelette phosphate 
des molecules d'ADN au moyen d'un transistor a effet de 
champ. 

Ces techniques sont interessantes mais 
necessitent une preparation des molecules pour leur 

10 conferer la propriete electrique ou emissive qui sert h 
leur reconnaissance. 

On connait egalement une technique dans 
laquelle les sondes d'ADN sont fixees sur une plaque de 
quartz que I'on fait vibrer. 

15 Lorsque la sonde fait I'objet d'une 

hybridation, sa masse augmente et la frequence de 
resonance de la plaque de quartz diminue. Ce phenomene 
est utilise pour detecter 1 ' hybridation. 

Toutefois, pour obtenir un bon resultat, la 

20 surface de la plaque de quartz doit etre de 1 ' ordre de 
quelques millimetres carres. Or, une telle surface 
n'est pas compatible avec les imperatifs d'une 
integration d'un nombre tou jours plus grand de sites. 

L ' augmentation du nombre de sites sur les puces 

25 s'accompagne generalement d'une reduction de leur 
taille, de fa9on a limiter la surface totale de la 
puce • 

On connait encore ^ une autre technique 
permettant de lire les sites sans faire appel ads 
30 marqueurs. Cette technique fait appel a un microscope a 
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force atomigue (AFM) pour "cartographier la surface" de 
la puce, L* extreme precision de cet appareil permet de 
detecter directement 1 • hybridation. Le principe de 
I'AFM repose sur la deformation d'une micropoutre que 
5 I'on approche de la surface de la puce, la deformation 
provoqu^e par des interactions entre une pointe a 
I'extremite de la poutre et la surface balayee est 
mesuree simplement par un f aisceau laser r§f lechi par 
cette poutre. 

10 Avec un bras de levier de 10 cm, une 

deformation de I'ordre du nanometre inflechit le 
f aisceau laser de plusieurs microns, ce qui peut 
facilement etre mis en evidence par un reseau de 
photodetecteurs • 

15 La microscopie par force atomique souf f re 

cependant d'un certain nombre de limitations. En effet, 
sa mise en oeuvre doit avoir lieu de preference en 
salle blanche et il faut un temps non negligeable pour 
analyser un site d'une biopuce. II n'est done pas 

20 concevable d'utiliser un microscope AFM pour mesurer 
des centaines de sites en parallele. Enfin, son cout 
est redhibitoire actuellement pour en faire un simple 
lecteur de puces . 

Une description plus detaillee des microscopes 

25 AFM et des techniques associees peut etre trouvee dans 
les documents (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dont 
les references sont precisees a la fin de la presente 
description. 

30 
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ExT3ose de 1 ' invention 

La presente invention a pour but de proposer 
une plate-forme d' analyse ainsi qu'un dispositif de 
lecture ne presentant pas les limitations evoquees ci- 
5 dessus. 

En particulier^ un but est de proposer une 
plate- fonne d' analyse et une methode d' analyse 
permettant de detecter les reactions ou hybridations 
qui ont lieu sans faire appel a des marqueurs 
10 fluorescents et sans preparation prealable des produits 
a analyser . , 

Un autre but est de permettre la quantification 
des reactions qui ont eu lieu. 

Un but est encore de proposer une plate-forme 
15 d' analyse avec des sites miniaturises et pouvant 
comporter un nombre important de tels sites. 

L' invention a egalement pour but de proposer 
une methode d' analyse pouvant etre mise en oeuvre sans 
avoir recours a une salle blanche^ et qui ne perturbe 
20 pas le site analyse. 

Enfin, un but de 1' invention est de proposer 
une plate-forme et un dispositif de lecture simples, 
f iables et economiques . 

Pour atteindre ces buts , 1 ' invention a plus 
25 precisement pour objet une plate-forme d* analyse 
biologique ou chimique comportant un support fixe et au 
moins un premier support mobile susceptible d'etre 
garni de reactif, le support, mobile etant reli4 au 
support fixe par des premiers moyens de maintien 
30 flexibles susceptibles d'etre inflechis en reponse a 
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une modification d'un poids supports par le premier 
support mobile, provoquee par une reaction dudit 
reactif . 

Chaque support mobile ou au moins une partie de 
5 ces supports peuvent constituer un site d' analyse tel 
qu'evoque precedemment , en 6tant garni avec un reactif 
chimique ou biologique. Les supports mobiles d'une meme 
plate-forme peuvent comporter des reactif s differents 
ou identiques. 

10 Lors d'une reaction chimique ou biologique, par 

example lors d'une hybridation d' un brin d'ADN avec une 
sonde d'ADN, le poids support^ par le support mobile 
concerne est modifie. 

En particulier, ce poids est augmente lors 

15 d'une hybridation. 

Le poids peut aussi augmenter ou diminuer en 
raison d'une modification des poids moleculaires du 
reactif, lorsque celui-ci reagit chimiquement . 

Comme le support mobile est maintenu par des 

20 moyens flexibles, c ' est-a-dire presentant une certaine 
raideur, la modification du poids supporte par le 
support mobile se traduit par un inf lechissement plus 
ou moins important de ces moyens . 

Les moyens de maintien flexibles comportent au 

25 moins une poutre flexible presentant une premiere 
extremite solidaire du support mobile et une deuxieme 
extremite solidaire du support fixe. On peut noter que, 
dans une realisation simplifiee, le support mobile peut 
etre forme par une portion de la poutre flexible, de 
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preference au voisinage de I'extremite mobile de la 
poutre . 

La poutre est une poutre repli^e^ par exemple 
en spirale, Le fait de replier la poutre en spirale 
5 permet d'augmenter sa longueur et done la sensibilite 
du dispositif. 

Plus precisement^ 1* invention permet une mesure 
de 1 ' amplitude du deplacement du support mobile grace a 
1 'utilisation de moyens de maintien presentant une 

10 geometrie assurant une grande sensibilite definie par 
le rapport entre le poids et 1' amplitude du 
deplacement. Plus la poutre presente un rapport 
longueur /section important, plus sa sensibilite est 
grande. Aussi, pour avoir une plate-forme presentant un 

15 ou plusieurs sites d* analyses sur une surface r^duite, 
1* invention propose d'utiliser des poutres repliees 
dans une forme de spirale carree ou circulaire, par 
exemple. 

L ' extremite fixe de la poutre correspond par 
20 exemple a I'extremite exterieure de la spirale, tandis 
que I'extremite centrale, libre, porte le support 
mobile. 

Dans une realisation perf ectionnee de la plate- 
forme, celle-ci peut comporter au moins un second 

25 support mobile associe au premier support mobile, le 
deuxieme support mobile etant relie audit support fixe 
par des seconds moyens de maintien flexibles, egalement 
sous la forme d'une poutre repliee. Le deuxieme support 
mobile est de preference garni d'un element de meme 

30 masse que le reactif qui se trouve sur le premier 
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support, mobile, mais qui ne reagit pas avec I'analyte a 
tester. II s'agit par exemple du meme reactif que celui 
garnissant le premier support > mais neutralise. Par 
ailleurs, les premier et second moyens de maintien, 
5 avec les supports mobiles associ^s, peuvent 
avantageusement presenter la meme raideur. 

De preference, les premier et deuxieme supports 
mobiles peuvent etre adjacents. Le deuxieme support 
mobile n'est pas utilise comme site d' analyse, mais 

10 sert de reference pour effectuer des mesures 
dif ferentielles. Ces mesures sont alors davantage 
affranchies des conditions de mesure et conduisent a 
une meilleure sensibilite. 

Bien que non indispensable, 1 • utilisation de 

15 support mobiles doubles est particulierement appropriee 
lorsqu'on souhaite quantifier une reaction qui a eu 
lieu, en mesurant de combien *le poids du reactif s*est 
modifie. 

Ceci permet par exemple de connaitre la 
20 longueur et/ou le nombre de brins d'ADN hybrides. 

Dans une analyse plus sommaire, de type tout ou 
rien, une precision de mesure moindre avec un 
dispositif simplifie pent etre preferee. 

Dans une realisation particuliere, la plate- 
25 forme peut cbmporter une premiere poutre flexible pour 
le maintien du premier support mobile, et une deuxieme 
poutre flexible pour le maintien du second support 
mobile, les premiere et deuxieirje poutres presentant des 
trongons paralleles juxtaposes. 
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Grace aux trongons paralleles juxtaposes les 
poutres flexibles de chaque paire de supports mobiles 
sont sensiblement soumises aux memes conditions 
exterieures de me sure et un gain important en terme 
5 d ' encombrement peut etre obtenu . 

Comme cela ressortira plus clairement de la 
suite de la description, la mesure de la deflexion, 
c • est-a-dire du deplacement des supports mobiles peut 
faire appel a la reflexion d'un faisceau laser. 

10 A cet effet, le support mobile ou une partie 

solidaire du support mobile peut comporter une surface 
ref lechissante pour un faisceau laser. 

L ' invention concerne egalement un dispositif de 
lecture d'une plate-forme d* analyse telle que decrite. 

15 Le dispositif comprend une source de lumifere apte a 
produire un faisceau de lumiere de lecture, des moyens 
pour diriger le faisceau vers au moins un support 
mobile, et des moyens de reception d'un faisceau 
reflechi provenant du support mobile, et de detection 

20 de deplacements dudit faisceau reflechi. 

Les moyens de reception du faisceau reflechi et 
de detection de ses deplacements peuvent comporter une 
pluralite de photodetecteurs . Lorsque les 

photodetecteurs sont balayes par le faisceau reflechi, 

25 1 ' amplitude de deplacement du faisceau est determine, 
par exemple, en fonction du nombre de photodetecteurs 
balayes. 

Comme 1' amplitude de .deplacement du faisceau 
est liee au deplacement du support mobile ou a 
30 1 ' inf lechissement des moyens flexibles de maintien du 
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support mobile, il est possible de calculer cette 
valeur. , 

La valeur correspondant au d^placement du 
support mobile est une valeur de sortie du dispositif 
qui peut #tre affichee ou egalement enregistree en vue 
d'un traitement de donnees ulterieur. 

Le dispositif peut encore comporter des moyens 
de deplacement relatif du faisceau de lecture et de la 
plate-forme pour balayer avec le faisceau une plurality 
de supports mobiles de la plate-forme. 

Ces moyens peirmettent d' explorer successivement 
une pluralite de sites, c'est-a-dire une plurality de 
supports mobiles. lis comportent par exemple un plateau 
tournant ou une table de translation pour d^placer la 
plate-forme d' analyse devant une source de lumiere de 
lecture . 

La source de lumiere de lecture et les moyens 
de reception du faisceau r^fl^chi peuvent Egalement 
etre congus pour pouvoir se d^placer. 

Enfin, une plurality de sources de lumiere de 
lecture associ^es a une pluralite de moyens de 
reception de faisceaux reflechis peuvent Stre prevus en 
vue d'une lecture simultan6e d'une pluralite de sites. 

L' invention concerne encore un precede 
d- analyse biologique ou chimique utilisant une plate- 
forme d' analyse et 6ventuellement un dispositif de 
lecture tels que d^crits. 

Selon ce proc6d6 : 
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- on equipe au moins un support mobile d'un r6actif 
dont le poids est susceptible d'etre modifie lors 
d*une reaction chimique ou biologique, 

- on met en contact le support avec un milieu h 
5 analyser susceptible de contenir des especes pouvant 

reagir avec ledit reactif de fagon a modifier son 
poids , 

- on detecte un eventuel deplacement du support mobile 
par 1 * intermediaire d'un faisceau de lumiere dirig^ 

10 vers et reflechi depuis le support mobile. 

La detection du deplacement du support mobile 
peut etre soit une simple detection de type tout ou 
rien, c ' est-a-dire une detection dont I'objet est de 
determiner si le support mobile s'est deplace ou non. 

15 La detection peut aussi avoir pour objet de 

mesurer 1* amplitude du deplacement du support mobile^ 
ce qui permet de calculer, en connaissant la raideur 
des moyens flexibles de maintien du support mobile, la 
modification du poids de la structure mobile. 

20 La detection, c'est-a-dire la mesure de 

1 ' amplitude de deplacement du support mobile, peut, 
comme evoque precedemment , etre une mesure absolue ou 
une mesure relative par rapport a un deuxieme support 
mobile, sensiblement identique, mais neutre. 

25 Enfin, 1* invention a pour objet un precede de 

fabrication d'une plate-forme d' analyse telle que 
decrite. Selon ce precede : 

- on forme un masque de gravure sur un substrat ayant 
une couche sacrif icielle disposee entre une couche 

30 mince superf icielle et une couche de base, le masque 
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de gravure presentant un motif qui def init 
1 ' emplacement et les dimensions du support mobile et 
des moyens de maintien flexible, 

- on met en forme par gravure la couche mince 
superficielle selon le motif du masque, 

- on elimine selectivement la couche sacrif icielle 
pour liberer le support mobile et les moyens de 
maintien associes • 

Les gravures mises en oeuvre d'une part pour la 
mise en forme de la couche mince superficielle et 
d' autre part pour 1 • elimination locale de la couche 
sacrificielle sont de preference des gravures 
selectives permettant d'attaquer pref erentiellement le 
materiau de la couche mince superficielle ou celui de 
15 la couche sacrificielle enterree. 

Le substrat utilise est, par exemple, un 
substrat du type silicium sur isolant (SOI) dans lequel 
la couche de base et la couche mince superficielle sont 
en silicium et dans lequel la couche enterree est en 
20 oxyde de silicium. 

D ' autres caracteristiques et avantages de la 
presente invention ressortiront mieux de la description 
qui va suivre, en reference aux figures des dessins 
annexes • Cette description est donnee a titre purement 
25 illustratif et non limitatif. 

Breve description des figures 

- La figure 1 es,t une representation 
schematique et simplifiee d'une partie d'une plate- 
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forme d* analyse et d'un dispositif de lecture^ 
conformes a 1' invention, 

- La figure 2 est un schema 6galement simplifie 
illustrant le principe de lecture de la plate-forme. 

- La figure 3 est un graphique indiquant une 
aiTiplitude de , deflexion de supports mobiles de 
differentes plates-formes en fonction d'une variation 
du poids supporte par des supports mobiles de ces 
plates-formes . 

- Les figures 4 a 8 sont des coupes 
schematiques d'un substrat, illustrant des etapes 
successives de la fabrication d'une plate-forme 
d' analyse conforme a 1' invention. 



15 

Descript ion detaillee de modes de mise en oeuvre de 
1 ' invention 

La description qui suit se rapporte plus 
pa^rticulierement a un site d' analyse particulier d'une 
20 plate- forme, il convient cependant de garder a 1' esprit 
qu'une meme plate-forme pent comporter un grand nombre 
de tels sites. 

A titre d'exemple, une meme plate-forme pent - 
comporter jusgu'a 1000 sites d' analyse. 
25 Sur la figure 1, la reference 102 designe un 

site particulier d'une plate-forme 100 equipee d'une 
pluralite de sites. 

Chaque site comprend ^ deux supports mobiles 
104a, 104b associ^s. 
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Le premier support mobile 104a est 6guip6 d'un 
ou plusieurs brins d'ADN I06a greff^s h sa surface et 
susceptibles de s'hybrider selectivement avec des brins 
apparies se trouvant dans une solution ou un milieu ^ 
analyser. 

Le deuxieme support mobile 104b, associe au 
premier, est dispose en son voisinage et est 6quip4 de 
brins d'ADN identiques 106b mais neutralises, c'est-^- 
dire inhybridables, ou d'une molecule de meme poids. II 
peut egalement etre depourvu de reactif. Les deux 
supports mobiles, bien que voisins sont independants 
I'un de 1- autre. Le deuxieme support mobile sert de 
"reference" puisque porteur d'une sonde neutralisee. La 
lecture apres hybridation est une lecture 
differentielle entre la deflexion de la poutre 108a 
portant le premier support mobile et celle d'une poutre 
108b portant le deuxieme support mobile. 

Chaque support mobile est relie h un support 
fixe 110 par 1 • intermediaire respectivement d'une 
poutre flexible 108a, 108b. Le support fixe 110 est par 
exemple un cadre rigide de la plate-forme s'etendant 
entre les sites ou a la peripheric des sites 100. 

On observe sur la figure que les supports 
mobiles 104a, 104b sont simplement formes par les 
extremites libres des poutres flexibles 108a, 108b. A 
cet effet, les extremites libres des poutres sont 
elargies. 

Les poutres flexibles ,sont repli^es selon un 
motif en spirale carr^e. Elles presentent une extremity 
fixe solidaire du support fixe 110 et une extremite 
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mobile solidaire respectivement du support mobile 
associ6 ou formant directement le support mobile. 

Sur 1' example de la figure, les poutres 
flexibles 108a, 108b de chaque site s'etendent de fagon 
5 concentrique de maniere a presenter des segments 
rectilignes paralleles et adjacents. 

La longueur des segments exterieurs, les plus 
longs est par exemple de 1 'ordre de 100 ci 150 }im, ce 
qui correspond sensiblement a la dimension du cote d'un 

10 site 102. 

Les poutres qui ne sont maintenues que par leur 
extremite fixe sont susceptibles de s ' inf lechir en 
reponse a une modification du poids supporte par les 
supports mobiles correspondants . 

15 L' inflexion, et done le deplacement des 

supports a lieu pref erentiellement selon une direction 
Z, indiquee sur la figure, qui est perpendiculaire au 
plan principal de la plate-forme. 

Une sensibilite maximale de mesure est obtenue 

20 iorsque la direction Z est sensiblement confondue avec 
le champ de gravitation terrestre, ce qui a lieu 
naturellement en disposant la plate-forme sur un plan 
de travail horizontal. 

L' amplitude de la deflexion en reponse a une 

25 modification de poids donnee depend d ' un grand nombre 
de parametres. Parmi ceux-ci, on peut citer la longueur 
et la forme des poutres 108a, 108b, leur epaisseur, 
leur largeur et le materiau .utilise. Ces parametres 
peuvent etre ajustes pour obtenir une const ante de 

30 raideur souhaitee. 
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Des examples de choix possibles pour les 
parametres sont indiquSs dans la suite de la 
description, en relation avec la figure 4. 

II convient de pr^ciser que diff^rentes formes 
de poutre flexible peuvent etre envisagees. De plus, 
d'autres realisations des moyens flexibles de maintien 
du support mobile peuvent etre congus. 

La reference 120 designe une source de lumiere 
de lecture. II s ' agit par exemple d'un laser emettant 
un ou plusieurs faisceaux paralleles 122. 

Le faisceau laser est dirige vers les supports 
mobiles ou il se r^flechit. La reflexion pent avoir 
lieu sur les supports mobiles, sur une extremite des 
poutres flexibles ou eventuellement sur des surfaces 
ref lechissantes solidaires des supports mobiles. 

Le ou les faisceaux reflechis 124a, 124b sont 
diriges vers un ensemble de detecteurs photo^lectriques 
126 capables de detecter un deplacement des faisceaux 
et eventuellement de mesurer 1' amplitude des 
deplacements . 

Les photodetecteurs sont relies a des moyens 
d'enregistrement et d' exploitation, par exemple sous la 
forme d'un ordinateur 12 8. 

Dans 1' exemple de la figure, deux faisceaux 
124a et 124b sont reflechis a partir des deux supports 
mobiles 104a et 104b. 

La reception des deux faisceaux sur les 
detecteurs photoelectriques permet soit d'effectuer 
deux mesures independantes , soit d'effectuer une mesure 
dif f erentielle . 



wo 00/75626 



PCT/FROO/01556 



17 

Dans I'exemple illustrS, la plate-forme 100 est 
disposee sur une table de translation 103 permettant de 
d6placer la plate-forme 100 selon deux directions X et 
y, perpendiculaires a la direction Z d6ja mentionn^e. 
5 Le deplacement de la plate-forme permet de 

balayer plusieurs sites avec la meme source de lumiere, 
pour des mesures successives* 

La source de lumiere 120 et les detecteurs 
photoelectrigues 126 peuvent egalement etre congus pour 
10 pouvoir etre deplaces, si necessaire. 

La figure 2 montre schematiquement comment la 
deflexion des moyens de maintien flexibles se traduit 
par un deplacement du faisceau r6flechi. 

15 Sur la figure 2, des elements identiques ou 

similaires a ceux de la figure 1 portent les memes 
references auxquelles on a ajoute 100. 

La figure 2 montre un support mobile 204, 
maintenu par une poutre flexible 208, de longueur L, la 

20 longueur L etant mesuree d'un point fixe jusqu'au 
centre de gravite du support mobile. (Pour des raisons 
de simplification, la poutre de la figure 2 est une 
poutre droite). Le support est represente en trait 
plein dans sa position de repos et dans une position 

25 dans laquelle la poutre est infl^chie. Cette deuxieme 
position appelee "position inflechie" est representee 
en trait discontinu. 

Dans la position de repos du support mobile 
204, un faisceau laser 222, provenant d'une source 220, 

30 se reflechit en formant un rayon reflechi 224r. 



wo 00/75626 



PCT/FROO/01556 



18 

Le rayon reflechi 224r, dans la position de 
repos, vient en incidence sur un ensemble de detecteurs 
226 en une premiere position 227r. 

Dans la position inflechie du support mobile 
204, un rayon reflechi 224d vient en incidence sur les 
detecteurs en une deuxieme position 227d, dScalee par 
rapport a la premiere. 

Pour une longueur de poutre L donnee, un angle 
de deflexion a se traduit par un deplacement D du 
faisceau reflechi entre les premiere et deuxieme 
positions 227r, 227d sur les detecteurs 226. 

Sur la figure, on a egalement represents la 
deflexion d, entre les deux positions du support mobile 
204. 

Dans I'exemple de la figure, avec une poutre 
240 d'une longueur de 100 nm, avec un support mobile 

dont la demi-longueur i est de 40 ^im, une deflexion d 
de 1 nm se traduit par un deplacement D du faisceau de 
2,5 ^m sur les detecteurs. 

La figure 3 est un graphique logarithmique qui 
indique en ordonnee la deflexion d'une poutre a son 
extremite, en fonction de la variation du poids que 
supporte le support mobile. 

La deflexion, qui correspond a la deflexion d 
sur la figure 2 est indiquee en ordonnee et exprimee en 
nanometres. 

La variation du poids (masse) est reportee en 
abscisse et exprimee en nanogrammes. 
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Les courbes C^, C2 et C3 du graphique sont 
etablies avec un dispositif conforme a la figure 1, ou 
le trongon rectiligne extSrieur le plus long de la 
poutre repliee en spirale est de 150 }im, et ou les 

5 trongons sont respectivement espaces de 5 ^im. 

Pour la courbe C^, la largeur de la poutre est 
de 5 iim et son epaisseur de 1 j/m. 

Pour la courbe Cjr la largeur de la poutre est 
de 5 }jm et son epaisseur de 3 fim. 

10 Pour la courbe C3, la largeur de la poutre est 

de 5 ijm et son epaisseur de 5 }im. 

On observe une linearite entre la variation du 
poids et la deflexion. Les courbes (droites) C^, Cj, C3 
presentent une pente qui caract6rise la raideur des 

15 moyens flexibles de maintien (poutre). Le graphique 
permet, en connaissant la courbe (droite) de raideur, 
de determiner la variation du poids en fonction de 
1* amplitude de la deflexion enregistree. 

La raideur des moyens flexibles est de 

20 preference ajustee pour que, en fonction d*une gamme de 
variations de poids envisagee, la partie de la courbe 
caracteristique correspondante se situe ma joritairement 
au-dessus d'une ligne notee I. La ligne I correspond a 
des deflexions dont 1 ' amplitude est superieure ou egale 

25 hi nm. Ces deflexions sont plus aisement detectables. 



Les figures 4 a 8, decrites ci-apres, indiquent 
les etapes d*un precede de fabrication d'une plate- 
forme selon 1 * invention . 
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Pour des raisons de simplification, seules une 
partie d'une plate-forme comprenant un seul site 
d' analyse est representee. 

La figure 4 montre un substrat initial 10 
comprenant une couche de base epaisse 12, servant de 
support, une couche sacrif icielle intermediaire 14 et 
une couche mince superf icielle 16. 

Le substrat est par exemple un substrat de type 
SOI (Silicon On Insulator, silicium sur isolant) dans 
lequel la couche de base et la couche superf icielle 
sont en silicium et dans lequel la couche intermediaire 
est en oxyde de silicium. 

La couche superf icielle 16 est utilis^e pour 
fabriquer une poutre flexible qui se termine par un 
support mobile tel que d^crit precedemment . 

Pour ajuster la raideur de la poutre, il est 
possible de modifier I'epaisseur de la couche mince 
superf icielle 16. 

A cet effet, une epitaxie de silicium sur la 
couche superf icielle 16 permet d' ajuster avec precision 
son epaisseur. 



La figure 5 montre la formation d'un masque 18 
sur la couche superf icielle 16. Le masque presente un 
motif qui correspond a la forme et a 1 ' emplacement de 
la poutre flexible et des supports mobiles que I'on 
souhaite realiser. 
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Le masque est lui-meme mis en forme par 
insolation et developpement selon des techniques 
usuelles de micro-electronique, 

5 Une premiere gravure selective du silicium a 

alors lieu pour eliminer la partie de la couche mince 
de silicium non protegee par le masque. On obtient 
ainsi la structure de la figure 6. 

La premiere gravure est par exemple du type 
10 gravure seche en "Reactive Ion Etching" (gravure par 
ions reactifs), par exemple, en SFg ou BCI3. 

Cette gravure est selective par rapport a 
I'oxyde de silicium, de sorte qu'elle est arret^e par 
la couche sacrificielle enterree 14. La couche de base 
15 12 est par consequent protegee. 

La figure 7 montre la structure obtenue apres 
1 * elimination du masque 18. On distingue sur cette 
figure deux trongons 20 de la poutre flexible vue en 
20 coupe, ainsi qu'une partie de support fixe 22. 

Une deuxieme gravure selective, par voie 
chimique (FH), de la couche d'oxyde de silicium 
sacrificielle permet d' eliminer cette couche sous les 
parties mobiles, c'est-a-dire en particulier sous les 
25 trongons 20 de la poutre flexible. 

On observe sur la figure 8 que la deuxieme 
gravure ^limine egalement unjB partie de la couche 
sacrificielle correspondant au support fixe, c*est-a- 
30 dire en particulier en I'extremite fixe de la poutre* 
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Toutefois, dans ces regions, la couche sacrif icielle 
n'est pas compl^tement 41iminee de sorte que le support 
fixe 22 et en particulier 1' extremity fixe de la poutre 
restent fermement solidaires de la couche de base 12, 

5 
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REVENDICATIONS 

!• Plate-forme d' analyse biologique ou chimique 
(10, 102) coinportant au moins un support fixe (12, 22, 
110) et au moins un premier support mobile (104a, 204) 
5 susceptible d'etre garni de reactif, le support mobile 
etant relie au support fixe par des premiers moyens de 
maintien flexibles (20, 108a, 208) susceptibles d'etre 
inflechis en reponse a une modification d'un poids 
supporte par le premier support mobile, les moyens de 
10 maintien flexibles comportant au moins une poutre 
flexible repliee presentant une premiere extr6mit6 
solidaire du support mobile et une deuxieme extr^mite 
solidaire du support fixe. 

15 2. Plate-forme selon la revendication 1^ dans 

laquelle le premier support mobile (104a) est garni 
d'un reactif chimique ou d'un reactif biologique, 

3. Plate-forme selon la revendication 2, 
20 comprenant au moins un deuxieme support mobile (104b) 

associe au premier support mobile (104a), le deuxieme 
support mobile etant relie audit support fixe (110) par 
des seconds moyens de maintien flexibles (108b) et 
etant garni d'un materiau non reactif de fagon ci 
25 presenter une masse egale a celle du premier support, 
garni de reactif. 

4, Plate-forme selon la revendication 1, dans 
laquelle une partie de la poutre au voisinage de la 
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premiere extremit.6 de la poutre forme le support 
mobile. 

5. Plate-forme selon la revendication 3, 
5 comprenant une premiere poutre flexible (108a) de 

maintien du premier support {104a) mobile et une 
deuxieme poutre flexible (108b) de maintien du second 
support mobile (104b), les premiere et deuxieme poutres 
presentant des trongons paralleles juxtaposes. 

10 

6. Plate-forme selon la revendication 5, dans 
laquelle le premier et deuxieme supports sont 
sensiblement identiques et dans laquelle les premiere 
et deuxieme poutres presentent des coefficients de 

15 raideur sensiblement les memes. 

7. Plate-forme selon la revendication 1, dans 
laquelle la poutre presente une forme en spirale et le 
support mobile est menage sensiblement au centre de la 

20 spirale. 

8. Plate-forme selon la revendication 1, dans 
laquelle le support mobile ou au moins une partie 
solidaire du support mobile presente une surface 

25 ref lechissante pour un faisceau laser. 

9. Plate-forme selon la revendication 1, 
comprenant une pluralite de supports mobiles, relies au 
support fixe. 
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10 • Dispositif de lecture d'une plate-forme 
selon la revendication 1, comprenant au moins une 
source de lumiere (120, 220) apte a produire un 
faisceau de lumiere de lecture, des moyens (126, 226) 
5 pour diriger le faisceau vers au moins un support 
mobile, et des moyens de reception d'un faisceau 
reflechi provenant du support mobile, et de detection 
de deplacements dudit faisceau reflechi. 

10 11* Dispositif selon la revendication 10, dans 

lequel les moyens (126, 226) de reception du faisceau 
reflechi et de detection de deplacements comportent une 
pluralite de photodetecteurs . 

15 12. Dispositif selon la revendication 10, dans 

lequel les moyens pour diriger le faisceau vers au 
moins un support mobile comportent des moyens (103) de 
deplacement relatif du faisceau et de la plate-forme 
pour balayer avec le faisceau une pluralite de supports 

20 mobiles de la plate-forme. 

13. Precede d' analyse biologique ou chimique au 
moyen d'une plate-forme conforme a la revendication 1, 
dans lequel : 

25 - on equipe au moins un support mobile d'un reactif 
dont le poids est susceptible d'etre modifi6 lors 
d'une reaction chimique ou biologique, 
- on met en contact le support avec un milieu a 
analyser susceptible de contenir des especes pouvant 
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reagir avec ledit reactif de fagon a modifier son 
poids , 

- on detecte un eventuel deplacement du support mobile 
par 1 ' interm^diaire d'un faisceau de Iximiere dirige 

5 vers et r6fl6chi depuis le support mobile. 

14. Procede de fabrication d'une plate-forme 
d' analyse selon la revendication 1, dans leguel : 

- on forme un masgue de gravure (18) sur un substrat 
10 (10) avec une couche sacrif icielle (14) disposee 

entre une couche mince superf icielle (16) et une 
couche de base (12), le masgue de gravure presentant 
un motif gui d^finit 1 * emplacement et les dimensions 
du support mobile et des moyens de maintien 
15 flexible, 

- on met en forme par gravure la couche mince 
superf icielle selon le motif du masgue, 

- on elimine selectivement la couche sacrif icielle 
pour liberer le support mobile et les moyens de 

20 maintien associes. 



15. Procede selon la revendication 14, dans 
leguel le substrat est du type silicium sur isolant 
(SOI) dans leguel la couche de base et la couche mince 
25 superf icielle sont en silicium et dans leguel la couche 
enterree est en oxyde de silicium. 




1/3 




2/3 



wo 00/75626 




X 



2 



iO 



^2. 





-20- 



t 



A. 



^0. 



f2 



A. 



PCT/FROO/01556 

FIG. 4 



FIG. 5 



FIG. 6 



FIG. 7 



FIG. 8 



3/3 



INTERNAL 



AL SEARCH REPORT 



J Application No 

PCT/FR 00/01556 



A. CLASSIRCATION OF SUBJECT MATTER ^ . ^ 

IPC 7 G01N5/02 G01G3/12 G01N33/487 B01L3/00 



According to Internationa) Patent aassification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. nELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system foUoiwed by classification symbols) 

IPC 7 GOIN 601G BOIL C12Q 



Documentation searched other than minimum documentation to me eirtent that such documents are included in the fields searched 



Bectronic data base consulted during the international search (name of data base arta, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



. DOCUMEm-S CONSIDERED TO BE RELEVAMT 



Category • Citation of document, with incfication, wfiere appropriate, of the relevant passages 



Relevant to daim No. 



us 5 719 324 A (WACHTER ERIC A ET AL) 
17 February 1998 (1998-02-17) 
abstract; figures 1,2,5 
column 4, line 5 -column 5, line 14 
column 7, line 65 -column 8, line 45 

WO 98 50773 A (UNIV MINNESOTA) 
12 November 1998 (1998-11-12) 
abstract; figures 1-11 
page 5, line 4 -page 7, line 10 
page 7, line 31 -page 8, line 14 
page 10, line 6 -page 10, line 19 

EP 0 072 744 A (BENDIX CORP) 
23 February 1983 (1983-02-23) 
abstract; figures 1-7 
page 1, line 24 -page 2, line 24 

-/-- 



1-15 



1-15 



1-7.9 



S 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



Patent family members are listed in annex. 



" Special categories of cited documents : 

'A' document defining the ger>erat state of the art which is rK>t 

considered to be of particular relevance 
'E' earlier document but published on or after the international 

filing date 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

'P' document published prior to the intemational filing date but 
tater than the priority date claimed 



T" later documerrt putilished after the intematiorul filir>g date 
or priority date and rKit in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance: the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skiHed 
in the art 

document member of the same patem family 



Date of the actual completion of the tntematiorul search 



24 July 2000 



Date of mailing of the intemational search report 



28/07/2000 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P,B. 5618 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31 -70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Runser, C 



Form PCTrtSA^IO (sooorxJ sheet) <July 1992) 



page 1 of 2 



IRNATIONAL SEARCH REPOR 



i Appllcatton No 

PCT/FR 00/01556 



C.(Contlnuatton) DOCUMEKTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Categoiy " Citation o* docLment, with indication. wn«fB appropnate. of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



EP 0 511 662 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO 
LTD) 4 November 1992 (1992-11-04) 
abstract; figure 1 
page 6, line 1 -page 6, line 21 

WO 94 18697 A (CORNELL RES FOUNDATION INC) 

18 August 1994 (1994-08-18) 

abstract; figure 13 

page 50, line 3 -page 50, line 10 



10-13 



1,7,14, 
15 



Form PCT/lSAeiO (contmuaticn o1 second she«i) <Juty 1992) 



page 2 of 2 



INTERNA^^NAL SEARCH REPORT 

Intormatlon on patent family mem b er a 



1 Appllcatton No 

PCT/FR 00/01556 



Patent document 




Publication 


Patent family 




r'UDUcaiion 


cited in sesrch report 




date 


meint]er(s) 




dat 








NONE 








WO 9850773 


A 


12-11-1998 


NONE 









EP 0072744 


A 


23-02-1983 


CA 


1180914 


A 


15-01-1985 








DE 


3269822 


D 


17-04-1986 








OP 


58039929 


A 


08-03-1983 


— — 

EP 0511662 


A 


04-11-1992 


JP 


2561396 


B 


04-12-1996 








JP 


4330281 


M 










DE 


69212062 


D 


14-08-1996 








DE 


69212062 


T 


28-11-1996 








JP 


2653597 


B 


17-09-1997 








JP 


5093623 


A 


16-04-1993 








US 


5730940 


A 


24-03-1998 








US 


5363697 


A 


15-11-1994 


WO 9418697 


A 


18-08-1994 


EP 


0683921 


A 


29-11-1995 








JP 


8506857 


T 


23-07-1996 








US 


6051866 


A 


18-04-2000 








US 


5847454 


A 


08-12-1998 








US 


5719073 


A 


17-02-1998 








US 


5846849 


A 


08-12-1998 



Fom PCT/lSACiO (patent tamily annex) (Juty 1992) 



RAPPORT DE RE 



cJU 



INTERNATIONALE 



lu itemattonate No 

PCT/FR 00/01556 



A. CLASSEMEKT DE L'OBJET DE LA DEMANOE 

CIB 7 G01N5/02 G01G3/12 G01N33/487 B01L3/00 



Seton ta classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois seion la classification nationaie et ta CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consults (systeme de dassificatian suivi des symt>oles de classement) 

CIB 7 GOIN GOIG BOIL C12Q 



Documentation consi^tee. autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevent des domaines sur lesquels a porte la recherche 



Base de donnees electrontque consultee au cours de la rechen^e tntemationale (nom de la t>ase de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. DOCUMErfTS CONStDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ** tdentificatian des documents cites* avec. le cas echeanl. Tindication des passages pertinents 



no. des revertdications visees 



us 5 719 324 A (WACHTER ERIC A ET AL) 

17 fevrier 1998 (1998-02-17) 

abrege; figures 1,2,5 

colonne 4, ligne 5 -colonne 5, ligne 14 

colonne 7, ligne 65 -colonne 8, ligne 45 

WO 98 50773 A (UNIV MINNESOTA) 
12 novembre 1998 (1998-11-12) 
abrege; figures 1-11 
page 5, ligne 4 -page 7, ligne 10 
page 7, ligne 31 -page 8, ligne 14 
page 10, ligne 6 -page 10, ligne 19 

EP 0 072 744 A (BENDIX CORP) 

23 fevrier 1983 (1983-02-23) 

abrege; figures 1-7 

page 1, ligne 24 -page 2, ligne 24 

-/-- 



1-15 



1-15 



1-7,9 



suite du cadre C pour la fin de ta bste des documents 



ID 



Les documents de families de brevets sont indites en annexe 



" Categories sped ales de documents cites: 

*A' document definissant fetat general de la te<^ique. non 

considere comme paiticulierement pertinent 
'E' document anteneur. mais pHJtsiie a la date de depot international 

ou apres cette date 

n.' document pouvant jeter un doute sur une reven<£cation de 
phorite ou cite pour determiner la date de publication d'une 
autre citation ou pour me ratson speciale (telle qu'irtdiquee) 

"O' document se referant a une (fivuigation orale. a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

'P' document publte avant ta date de depot international, mais 
posterieurement a la date de prionte revendiquee 



T document ulterieur publte apres ta date de depot international ou la 
date de priority et n'apparteneriant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorie constituant la base de 1 'invention 

"X" document paiticulierement pertinent; I'inven tion reverxJiquee ne peut 
etre consideree comme r^velle ou comme impltquant une activite 
inventive par rapport au document considere isolement 

"Y" document parttctilierement pertinent: I'inven tion revendiquee 

r>e peut etre cortstderee comme imptiquant une activite inventive 
torsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documents do meme nature, cette combinaison etant evidente 
pour une personne du metier 

"&* document qui fait partie de la meme familte de brevets 



Date a laquelle la recherche intemationale a ete effectivemem achevee 



24 juillet 2000 



Date d' expedition du present rapport de recherche intemationale 



28/07/2000 



Nom et adresse postale de radministration chargee de la recherche intemationale 
Office Europeen des Brevets. P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL - 2280 HV Riiswijk 
Tel. (*3l-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Fonctionnaire autorise 



Runser, C 
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RAPPORT DE 




CHE INTERNATION 



Demanc temattonate No 

PCT/FR 00/01556 



C.(sulte) DOCUMEWTS CONSIDERES COMME PEFrTlNEFfTS 



Cat^Qorle ' ktenttflcatton des documents clt^ Bvec,le cas Meant t'lndlcattonctea passages pertlnenU 



no. des revendications visees 



EP 0 511 662 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO 
LTD) 4 novembre 1,992 (1992-11-04) 
abrege; figure 1 

page 6, ligne 1 -page 6, ligne 21 

WO 94 18697 A (CORNELL RES FOUNDATION INC) 
18 aout 1994 (1994-08-18) 
abrege; figure 13 

page 50, ligne 3 -page 50, ligne 10 



10-13 



1.7,14, 
15 
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Rerweignements relatlfs aux membresde famlUes de brevets 


Deni^RT emstlonAie No 

PCT/FR 00/01556 


Document brevet cite 1 Date de 
au rapport de rectierche j publication 


Membre(s) de ia 
famille de brevet(s) 


Date de 
publication 



us 5719324 



17-02-1998 



AUCUN 



WO 9850773 



12-11-1998 



AUCUN 



EP 


0072744 


A 


23- 


■02-1983 


CA 


1180914 A 


15-01-1985 












DE 


3269822 D 


17-04-1986 












JP 


58039929 A 


08-03-1983 


EP 


0511662 
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04- 


-11-1992 


JP 


2561396 B 


04-12-1996 












JP 


4330281 A 


18-11-1992 












DE 


69212062 D 


14-08-1996 












DE 


69212062 T 


28-11-1996 












JP 


2653597 B 


17-09-1997 












JP 


5093623 A 


16-04-1993 












US 


5730940 A 


24-03-1998 












US 


5363697 A 


15-11-1994 



WO 9418697 A 18-08-1994 EP 0683921 A 29-11-1995 

JP 8506857 T 23-07-1996 

US 6051866 A 18-04-2000 

US 5847454 A 08-12-1998 

US 5719073 A 17-02-1998 

US 5846849 A 08-12-1998 



Formutatre PCT/lSA/210 (annaxe tarreUes Oe oreveis) (fuillet 1992) 



TRAITE [^OOPERATION EN MATIE A^E BR 

PCT 



RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONX 

(article 36 et regie 70 du PCT) 




R6f6rence du dossier du d6posant ou du 
mandataire 

B13265.3EW 



Dm ID CI iiTC A nrkMMCD ^^'"^ notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER pr6liminaire international (fonnulaire PCT/IPEA/416) 



Demande intematlonale n** 
PCT/FROO/01556 



Date du d6pot international (jour/mois/ann^e) 
07/06/2000 



Date de priority Qour/mois/ann^e) 
08/06/1999 



Classification internationale des brevets (GIB) ou h la fois classification nationale et CIB 
G01 N5/02 



D^posant 

COMMISSARIAT A U ENERGIE ATOMIQUE et al. 



1 . Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par Tadminlstaration chargee de I'examen pr^liminaire 
international, est transmis au deposant conformement a Tarticle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 4 feuilles, y compris la presente feuille de couverlure. 

□ II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendicatlons ou des desslns qui ont 
ete modifl^es et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprds de 
I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instructlon 607 des Instructions 
admlnistratives du PCT). 

Ces annexes comprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des Indications relatives aux points sulvants: 

I S Base du rapport 

II □ Priorite 

III □ Absence de formulation d'opinlon quant k la nouveaute, I'activite Inventive et la possibility 

d'application industrielle 

□ Absence d'unlt6 de I'invention 

S Declaration motivee salon ['article 35(2) quant a ta nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

□ Certains documents cites 

□ Irregularltes dans la demande internationale 

□ Observations relatives a la demande Internationale 



IV 
V 

VI 
VII 
VIII 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
internationale 

15/12/2000 



Nom et adresse postale de I'administration ctiarg6e de 
I'examen preliminaire international: 

J~~ Office europ6en des brevets 
D-80298 Munich 
T6I. 449 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Date d'achevement du present rapport 
12.07.2001 



Fonctionnaire autorise 
Rouault, P 

N** de telephone +49 89 2399 2776 




Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) Qanvier 1994) 



RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n° PCT/FROO/01 556 



I. Bas du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande intemationale {les feuilles de remp/acement qui ont 4t4 remises 
a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement d I'articie 14 sont consider4es dans le present 
rapport comme "initialement d^posees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiies ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. Wet 70. 17)): 

Description, pages: 

1-23 version initiate 

Revendications, N*": 

1-15 version initiale 

Dessrns, feuilles: 

1/3-3/3 version initiale 



2. En ce qui concerne la langue, tous les Elements indiques ci-dessus etaient k la disposition de Tadnninistration ou 
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande intemationale a 6te deposee, sauf indication contraire 
donn§e sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont 6t6 remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (selon la r6gle 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande Internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire Internationale (selon la r^gle 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
intemationale (le cas echeant), I'examen preliminaire Internationale a ete effectu§ sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande intemationale, sous forme d^chiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del^ 
de la divulgation faite dans la demande telle que d6posee, a et6 fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques a 
celles du listages des sequences Presents par 6crit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 



Formulaire PCT/i PEA/409 (cadres l-VIII, feuille 1) Guillet 1998) 



RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n° PCT/FROO/01 556 



□ de la description, pages : 

□ des revendications, : 

□ des dessins, feuiltes : 

5. □ Le present rapport a et6 formule abstraction faite (de certaines) des nnodifications, qui ont §t6 considerees 
comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme II est indique ci-apr^s (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuitle de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 



6. Observations compl^mentaires, le cas 6cheant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 1-15 

Non : Revendications 

Activite inventive Oui: Revendications 1-15 

Non : Revendications 

Possibilite d'application industrielle Oui: Revendications 1-15 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 



Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres 1-VIII, feuille 2) Guillet 1998) 



RAPPORT D'EXAMEN Demande intemationale n° PCT/FROO/01556 

PREUMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



1 . II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : US-A-5 71 9 324 (WACHTER ERIC A ET AL) 1 7 fevrier 1 998 (1 998-02-1 7) 
D2: WO 98 50773 A (UNIV MINNESOTA) 12 novembre 1998 (1998-1 1-12) 
D3: EP-A-0 072 744 (BENDIX CORP) 23 fevrier 1983 (1983-02-23) 
D4: WO 94 18697 A (CORNELL RES FOUNDATION INC) 18 aout 1994 (1994- 
08-18) 



2. Etat de la technique le plus oroche : 

Les documents D1, D2 et D3 divulguent des plate-formes d'analyse biologique ou 
chimlque comportant au moins un support mobile fixe a une poutre flexible. 

3. Invention : 

La plate-forme selon la revendicatlon 1 de la demande se differencie de celle 
connue par les documents D1 , D2 et D3 en ce que la poutre flexible est "repliee". 
Cela permet d'augmenter la sensibillte du dispositif d'analyse, sensibilite qui varie 
avec le rapport longueur/section de la poutre. 

4. Rien dans les documents D1 , D2 et D3 n'inciterait I'homme du metier a donner a 
la poutre droite decrite dans ces documents une forme repliee. 

Quant au document D4, bien qu'il revele un precede de fabrication d'une poutre 
en forme de spirale (voir fig. 13), rien ne suggererait a I'homme du metier 
d'employer une telle poutre dans un des dispositifs de D1 , D2 ou D3, en 
particulier parce que les deux extremites de cette poutre sont fixees a un support 
fixe. 

5. Par consequent, I'objet de la revendication 1 , ainsi que celui des revendications 2 
a 15, est considere comme nouveau et inventif vis-a-vis de I'etat de la technique 
disponible. II en resulte que la presente demande satisfait aux exigences des 
articles 33 (2) et (3) PCT. 



Fomnulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 



TRAFTE DE CCX)PERAT10N EN MATIERE DE BREVETS 



Expediteur: L'ADMINISTRATION CHARGEE DE 

L'EXAMEN PRELIMINAfRE INTERNATIONAL 



Desttnataire: 

WEBER, Etienne 
BREVATOME 

3, rue du Docteur Lancereaux 
F-75008 Paris 
FRANCE 




PCT 



NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU 
RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE 
INTERNATIONAL 

(regie 71.1 du PCT) 



Date d'exp^dition 
Qour/mois/ann6e) 12.07.2001 



R6f6rence du dossier du d6posant ou du mandataire 
B13265,3EW 


NOnPICAnON IMPORTArnE 


Demande Internationale No. 
PCT/FROO/01556 


Date du d6p»ot international (jour/moi$/ann6e) 
07/06/2000 


Date de priorit6 (jour/mois/ann6e) 
08/06/1999 


D6posant 

COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE et al. 



1. 1! est notifie au deposant que radministration chargee de Texamen preliminaire international a etabll le rapport 
d'examen preliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagne, le 
cas echeant, de ces annexes. 



2. Une copie du present rapport et, le cas echeant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour 
communication a tous |es offices elus. 



3. Si tel ou tel office 6lu I'exige, le Bureau international etablira une traduction en langue anglaise du rapport {k 
I'exclusion des annexes de celui-cl) et la transmettra aux offices interesses. 



4. RAPPEL 



Pour aborder la phase nationale aupres de chaque office elu, le deposant doit accomplir certains actes (d6p6t 
de traduction et paiement des taxes nationales) dans le delai de 30 mois a compter de la date de priority (ou 
plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoye par le Bureau 
international dans le formulaire PCT/IB/301). 

Losrqu'une traduction de la demande internationale doit etre remise a un office elu, elle doit comporter la 
traduction de toute annexe du rapport d'examen preliminaire international. II appartient au deposant d'§tablir la 
traduction en question et de la remettre directement a chaque office §lu interesse. 



Pour plus de precisions en ce qui concerne les delais applicables et les exigences des offices elus, voir le 
Volume II du Guide du deposant du PCT. 



Norn et adresse postale de Tadminstration chargee de Texamen 
preliminaire international 

J- Office europ6en des brevets 
D-80298 Munich 
T6t. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax:+49 89 2399-4465 



Fonctionnaire autoris6 
Conner, M 

T6I.+49 89 2399-2241 




Formulaire PCT/IPEA/416 Quillet 1992) 



TRAiTE (Cooperation en MATiEl^bE brevets 

PCT 



RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



R^f^rence du dossier du d^posant ou du 

mandataire 

B13265.3EW 


voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER pr6ltminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande intemattonale n° 
PCT/FROO/01556 


Date du d6pot International (jour/mois/annee) 
07/06/2000 


Date de priority (jour/mois/ann^e) 
08/06/1999 


Classification intemationale des brevets (CIB) ou k la fois classification nationale et CIS 
G01N5/02 


D^pdsant 

COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE et al. 



1. Le present rapport d'examen preiiminaire international, etabli par radministaration chargee de I'exannen preliminaire 
international, est transnnis au deposant confornnement a I'articie 36, 



2. Ce RAPPORT comprend 4 feuilles, y compris la presente feuiile de couverture. 

□ II est acconnpagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de 
radnnlnistration chargee de Texamen prellnninaire international (voir la rdgle 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes connprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 



1 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



d'application Industrielle 
Absence d'unlte de I'lnvention 

Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activlte inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a i'appul de cette declaration 



Date de presentation de la demande d'examen pr6liminaire 
intemationale 

15/12/2000 



Date d'achevement du present rapport 
12.07.2001 



Nom et adresse postale de I'administration chargee de 
I'examen preliminaire international: 
Office europ6en des brevets 

D-80298 Munich 
T6I. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Fonctionnaire autoris6 

Rouault, P 

N" de telephone +49 89 2399 2776 




Fomiulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994) 



RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n° PCT/FROO/01 556 



I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande intemationale (/es feuilles de rempiacement qui ont ete remises 
a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present 
rapport comma "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70.16 et 70.17)): 

Description, pages: 

1 -23 version initiale 

Revendlcations, N*": 

1-15 version initiale 

Dessins, feuilles: 

1/3-3/3 version initiale 

2. En ce qui concerne la iangue, tous les elements indiqu6s ci-dessus §taient a la disposition de Tadministration ou 
lui ont ete remis dans la Iangue dans laquelle la demande intemationale a ete depos^e, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la Iangue suivante: , qui est : 

□ la Iangue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (seion la regie 23.1 (b)). 

□ la Iangue de publication de la demande Internationale (salon la regie 48.3(b)). 

□ la Iangue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire intemationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
Internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire Internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrite. 

□ depos§ avec la demande intemationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del^ 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques h 
celles du listages des sequences Pr^sente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont enframe I'annulation : 



lire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII. feuille 1) OuHlet 1998) 



RAPPORT D'EXAMEN 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande intemationale n° PCT/FROO/01 556 



□ de la description, pages : 

□ des revendications, : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 consider§es 
comme allant au-dela de rexpos§ de I'invention tel qu'il a 6t§ depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 



6. Observations compl^mentaires, le cas §ch6ant : 



V. Declaration motivee selon Tarticle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibillt' 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui : 


Revendications 


1-15 




Non : 


Revendications 




Activite inventive 


Oui : 


Revendications 


1-15 




Non : 


Revendications 




Possibilite d'application industrielle 


Oui : 


Revendications 


1-15 




Non : 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 



Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-Vlll. feuille 2) Guillet 1998) 



RAPPORT D'EXAMEN Demande intemationale PCT/FROO/01 556 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



1 . II est fait reference aux documents suivants: 

D1: US-A-5 719 324 (WACHTER ERIC A ET AL) 17 fevrier 1998 (1998-02-17) 
D2: WO 98 50773 A (UNIV MINNESOTA) 12 novembre 1998 (1998-11-12) 
D3: EP-A-0 072 744 (BENDIX CORP) 23 fevrier 1 983 (1 983-02-23) 
D4: WO 94 18697 A (CORNELL RES FOUNDATION INC) 18 aout 1994 (1994- 
08-18) 

2. Etat de la technique le plus proche : 

Les documents D1, D2 et D3 divulguent des plate-fornnes d'analyse biologique ou 
chimique comportant au moins un support mobile fixe a une poutre flexible, 

3. Invention: 



La plate-forme selon la revendication 1 de la demande se differencie de celle 
connue par les documents D1 , D2 et D3 en ce que la poutre flexible est "repliee". 
Cela permet d'augmenter la sensibilite du dispositif d'analyse, sensibilite qui varie 
avec le rapport longueur/section de la poutre. 

4. Rien dans les documents D1 , D2 et D3 n'inciterait I'homme du metier a donner a 
la poutre droite decrite dans ces documents une forme repliee. 

Quant au document D4, bien qu'il revele un precede de fabrication d'une poutre 
en forme de spirale (voir fig. 13), rien ne suggererait a I'homme du metier 
d'employer une telle poutre dans un des dispositifs de D1, D2 ou D3, en 
particulier parce que les deux extremites de cette poutre sent fixees a un support 
fixe. 

5. Par consequent, I'objet de la revendication 1 , ainsi que celui des revendications 2 
a 15, est considere comme nouveau et inventif vis-a-vis de I'etat de la technique 
disponible. II en resulte que la presente demande satisfait aux exigences des 
articles 33 (2) et (3) PCT. 



Formulaire PGT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 



